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TDX-FaultValidator 故障検出率向上化ツール   

 

TDX-FaultValidatorは ATE上で低下する市販 ATPG/Scanツールの故障検出率を正確、向上させ実デバイスの

品質、イールドの向上を図ることによって大幅なコストダウンを実現します。 

タイミングを考慮しない市販 ATPG/Scanツールの故障検出率は正確ではなく、ATE上のテストでは検出率が著

しく下がります。この市販 ATPG/Scanツールのデータを基にフルタイミング・フォルトシミュレーションを行う

ことによって問題を解決します。 

 

・バックアノテーション可能な SDFによるフルタイミング・フォルトシミュレータ 

・フォルトリスト分割による複数 CPU上での分散シミュレーション 

・ TDS との統合が容易 

約 80種類のピンタイミングを含むパーピン ATEをサポート 

市販 ATPG/ScanツールのWGL出力をWDB 経由でスキャンベクタ、スキャンファイルをインターフェース 

WDB 出力により検出率の正確化プロセスにおいてベクタ変換エラーを削除 

・ TDX-IDDQ,ATG,STEP,TAP,ScanMakerとの併用により一層の効果 

 

＊ TDX-FaultValidatorは TDX-FSIM, WaveMaster, TRCで構成されております。 
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